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ARTICLE INFO ABSTRACT

Article history: Objectives: The aim of this study was to investigate the influence of salivary contamination
Received 20 February 2014 on bond strength to dentin during different application stages of 3 different adhesive systems
Accepted 06 June 2014 Materials and Methods: Twenty-four caries-free human molars were sectioned horizontally with

a diamond saw to expose 1 mm thick dentin disks. Totally 48 disks (two dentin disks from each
tooth) were obtained and these disks were randomly divided into 3 groups according to adhesives
used (Prime Bond NT, Clearfil SE Bond, Clearfil S3 Bond). Each adhesive group was further

Keywords:
Saliva subdivided into 4 groups according to contamination methods as follows: no contamination
Contamination which was the control group, contamination before adhesive application, contamination after
Micro shear adhesive application and contamination after polymerization of the adhesive. Transparent plastic
Adhesive

cylindrical molds with an internal diameter of 0.7 mm and a height of 1 mm were used to place
composite resin on dentin disks in order to test the microshear bond strength of the groups Three
resin cylinders were attached on each dentin surface and 12 specimens were made for each group.
Data were analyzed by one way ANOVA and Tukey’s post hoc test.

Results: Except when contamination occurred after the polymerization of two step self-etch
adhesive, bond strength values of all groups showed statistically significant reduction compared
with control groups (p<0.05).

Conclusions: Within the limitations of this study, it can be concluded that, saliva contamination
affects the bond strength to dentin of all adhesives used in this study and the type of adhesive
and the stage of contamination can be effective on the bond strength of adhesive contaminated

with saliva.
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Amag: Bu calismanin amac, 3 farkl adeziv sistemin farkli uygulama basamaklarinda olugan
titkiiriik kontaminasyonunun, adeziv sistemlerin dentine baglanma dayamimlar1 iizerine
etkisini incelemektir.

Gereg ve Yontem: Yirmi dort molar digin kullanildig1 caligmamizda, mikro kesit alma cihaziyla
her bir disten 2 adet olmak iizere toplam 48 adet 1 mm’lik horizontal dentin kesidi elde edilmis
ve bu kesitler, test edilen adeziv sistemin tipine goére (Prime Bond NT, Clearfil SE Bond,
Clearfil S3 Bond) rastgele 3 gruba ayrilmigtir. Daha sonra her adeziv sistem i¢in biri kontrol
grubu olmak ftizere tiikiiriik kontaminasyonunun oldugu asamaya gére (adeziv 6ncesi, adeziv
sonras1 ve polimerizasyon sonrasi) 4 alt grup olusturulmustur. Her dentin diski tizerine 3 adet
0.7 mm ¢apinda ve 1 mm yiiksekliginde kompozit rezin silindir yerlegtirilmistir (n=12)ve mikro
makaslama test yéntemi uygulanmistir. Veriler tek yén ANOVA ve Tukey ¢oklu kargilagtirma
testi kullanilarak degerlendirilmistir.

Bulgular: ki basamakl self-etch adezivin polimerizasyon sonrasi grubu hari¢ diger biitiin
gruplarin baglanma dayanim degerlerinde kontrol grubuna gore disiis saptanmustir (p<0.05).
Self-etch adezivlerde adeziv sonras: tikiiriik kontaminasyonu sonucu elde edilen degerler,
adeziv 6ncesi tikiiritk kontaminasyonu sonucu elde edilen degerlere gére istatistiksel olarak
daha yiiksek bulunurken, etch and rinse adezivde bu 2 grup arasindaki farkin istatistiksel olarak
anlaml olmadig: gorulmistiir (p<0.05).

Sonuglar: Tiikiirik kontaminasyonunun adeziv sistemlerin dentine baglanma dayanimlarim
etkiledigi ve bu etkinin adeziv sistemin tipine ve kontaminasyonun oldugu basamaga gore
degisiklik gésterdigi sonucuna varilabilir.

At Sorumlu yazar: Esra CENGIZ , Yakin Dogu Universitesi, Dis Hekimligi Fakiiltesi, Restoratif Dig Tedavisi AD, Lefkosa, KKTC,
Tel.: 0 (392) 6802030, Fax: +90 392 6802025, E-posta: dtesracengiz@yahoo.com
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GiRig

Restoratif dis hekimliginde, estetik
restorasyonlara olan ilginin artmasiyla
birlikte, adeziv sistemlerin gelistirilmesine
yonelik c¢alismalar agirlhik kazanmistir.
Bagarili estetik restorasyonlar ancak iyi bir
adezyonla mtumbkin olur. Bu nedenle, hem
agiz ortaminin hem de ¢evresel faktorlerin
adezyona olan etkilerinin bilinmesi ve
muhtemel olumsuz etkilerin giderilebilmesi
icin nem, kan, tikarik ve hava-su
siringalarindan yag kontaminasyonu gibi
cevresel faktorlerin etkilerinin en aza
indirilmesi gerekmektedir. Bu faktorlerin;
baglanmanin kalitesini etkileyerek
mikrosizintiya, sekonder curtiklere,
renklenmelere ve post-operatif hassasiyete
yol acabilecegi bildirilmistir.* Ozellikle
tukirik  kontaminasyonunu  6nlemek
icin rubber-dam kullaniminin mutmkiin
olmadigi durumlarda nem kontroluni
saglamadaki zorluklar, klinikte karsilasilan
en bityitk sorunlardan birisidir.>®

Iyi bir adezyon i¢in kuru bir dis
yuzeyine gerek oldugu, tukirigin su ve
glikoprotein iceriginden dolay1 adezyon
yuzeylerinde ideal adezyon i¢in elverigsiz
bir ortam vyarattifi gec¢mis yillarda
yapilan c¢aligmalarda Dbelirtilse de®”™
gunimuzde kullanilan tek ve 2 basamakl
self-etch adeziv sistemlerin iceriklerinin,
uygulama basamaklarinin ve uygulama
yontemlerinin  degismesiyle  birlikte
tukartik kontaminasyonunun adezyona
etkisinin azaldig: iddia edilmektedir.'**?

Tukuariuk kontaminasyonunun
adeziv sistemlerin dentine baglanma
dayanimlar: Gzerine etkisiyle ilgili literatiir
taramas: yapildiginda, c¢alismalarin ¢ok
farkli sonuglar1 oldugu, c¢alismamizda
kullanilan 3 farkli adeziv sistemin
birbirleriyle kiyaslanmadigi ve kullanilan
laboratuvar testlerinin genellikle daha
az hassas olan makro-testler oldugu
gorulmis ve bu arastirmanin gerekliligi
distnilmusgtir. 616
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Bu caligmanin amaci, 2 basamakl etch
and rinse, 2 basamakli self-etch ve tek
basamakli self-etch adeziv sistemlerde,
adeziv 6ncesi, adeziv sonrasi ve adezivin
polimerizasyonu sonrasi olusan tukuruk
kontaminasyonunun, bu adeziv sistemlerin
dentine baglanma dayamimlar1 tzerine
etkisini ~ mikro-makaslama  baglanma
dayanmim testi kullanarak incelemektir.

GEREC VE YONTEM

Calismamizda kullanilan adeziv sistemlerin
ve kompozit rezinin kimyasal icerikleri
ve Uretici firmalar1 Tablo 1’ deki gibidir.
Galigmamizda mikro-makaslama baglanma
dayanmim testi i¢in kullanilmak tzere 24
adet c¢uriksiiz, restorasyonsuz 3. molar
dis toplandi ve bu disglerin kullanilmas:
icin Yakin Dogu Universitesi Bilimsel
Aragtirmalar Degerlendirme Etik
Kurulu'ndan gerekli izinler alind: (Karar
no:12, 2010). Diglerin uizerindeki plak ve
yumugak doku artiklari su altinda firca
yardimiyla temizlendikten sonra disler,
deney zamanina kadar 40°C distile suda

bekletildi.

Mikro-makaslama testi i¢in gerekli olan
dentin kesitleri, mikro kesit alma cihaz1
(Micracut, Metkon Instruments Ltd Bursa,
Tirkiye) kullanilarak elde edildi. Mikro
kesit alma cihazina adapte edebilmek i¢in
digler, servikal hattin 1 mm apikalinden
okluzal yiizleri horizontal dizleme paralel
olacak gekilde akrilik rezin (Heraus Kulzer
Ltd, Newbury, Ingiltere) bloklara gomiildii
ve daha sonra kesme cihazina yerlestirildi.
Kesme cihaziyla su sogutmasi altinda, her
bir digten 2 adet olmak tzere toplam 48
adet 1 mm’lik horizontal kesit elde edildi.
Standart bir smear tabakasi elde etmek ve
dentin yuzeylerini standart, diizgin bir
hale getirmek amaciyla, dis ytizeyleri 600
gritli silikon karbit zimpara (ZiBo Sisha MT
Coated Abrasives CO.,Ltd., Shandong, Cin)
kullanilarak zimparalanda.
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Tablo 1. Calismada kullanilan adeziv sistemlerin ve kompozit rezinin kimyasal icerikleri ve

liretici firmalari.

Uretici Firma

Dentsply DeTrey,
Konstanz, Almanya

Ultradent Products, Inc.,
South Jordan, UT, ABD

Kuraray Medical Inc.,
Tokyo, Japonya

Kuraray Medical Inc.,
Tokyo, Japonya

kontaminasyonun olmadig1 kontrol grubu
olmak tzere tuktruk kontaminasyonunun

Uriin Adi | Kimyasal Icerigi
Prime & | PENTA (dipentaeritiritol pentaakrilat monofosfat),
Bond NT | UDMA, Rezin R5-62-1, T-resin, D-resin, aseton,
bisfenol A, nanodoldurucular, setilamin hidroflorit,
stabilizatér, inisiyator
Ultra-etch | %35’lik ortofosforik asit, silika
Clearfil SE | Primer: 10-MDP (10-methakriloiloksidesil
Bond dihidrojen fosfat), HEMA, hidrofilik dimetakrilat, N,
N-Dietanol-p-toluidin, kamferokinon, dietanol, su.
Bond: 10-MDP, HEMA, Bis-GMA, hidrofilik
dimetakrilat, N, N-dietanol-p-toluidine,
kamferokinon, silanize kolloidal silika.
Clearfil S* | 10-MDP, HEMA, Bis-GMA, su, etanol,
Bond foto-inisiyator, silanize kolloidal silika
Caligmada kullanilacak tukuruk,
herhangi bir sistemik hastalifi olmayan,
sigara i¢meyen ve tukurtk igerigini

etkileyecekila¢kullanmayan tekbirbireyden
elde edildi. Tukiriik toplanmasindan 2 saat
oncesine kadar bireyin yemek yememesine
dikkat edildi. Birey, tukurik toplama
oncesi agzini deiyonize su ile yikadiktan
sonra, bag: ileriye bakacak ve gozleri agik
olacak sekilde oturtuldu ve orofasiyal
kaslarinin hareketleri minimuma indirmesi
istenerek 5 dakika boyunca dinlendirildi.
Bireye bu pozisyondayken agiz tabaninda
tukartgund biriktirmesi séylenerek 5
dakika boyunca her 60 saniyede bir, test
tipiine titkiirmesi saglandi. {1k 2 dakikada
toplanan tukarik debris icerme ihtimali
dolayisiyla  kullanilmadi. Caligmamizda
taze tikirik kullanildi.

Adeziv sistemler uygulanmadan oénce,
hazirlanmig dentin kesitleri 6ncelikle
adezivin tipine gore her grupta rastgele 16
kesit olacak sekilde 3 gruba ayrildi. Daha
sonra, her bir gruptaki kesitlerden biri
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oldugu asamaya gore 4 alt grup olusturuldu
(Tablo 2).

Bitin gruplarda, mikro-makaslama
baglanma dayanim testi i¢cin dentin diskler
tzerine kompozit rezin yerlestirilirken
0.7 mm c¢apinda ve 1 mm yiksekliginde
seffaf plastik tipler kullanildi (Tygon,
Norton Performance Plastic Co., Cleveland,
OH, ABD). Calismamizda her adeziv sistem
icin mikrohibrit yapida bir kompozit rezin
kullanildi. Baglant: testi i¢in, bu 1 mm’lik
dis kesitlerinde, mine-dentin birlegsiminden
en az 1 mm uzakliktaki bolge secildi. Her
disk Gzerine 3 adet kompozit rezin silindir
yerlestirildi. Kompozit rezini yerlestirirken
dis ylizeyine tam olarak oturmasina, hava
kabarag:r ve bosluk olusturmamasina
dikkat edildi. Dentin kesitler tizerine
yerlestirilecek olan kompozit rezinlerin
polimerizasyonu i¢in 450-500 nm dalga
boyunda ve 500 mw/cm® gictndeki
halojen 1g1k kaynag: (Hilux Dental Curing
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Tablo 2. Calisma gruplari.

Grup Ads Alt grup
Grup 1 1A
ki basamakli etch and rinse
1B
adeziv sistem
(Prime&Bond NT) =
1D
Grup 2 2A
ki basamakli self-etch
2B
adeziv sistem
(Clearfil SE Bond) =
2D
Grup 3 3A
Tek basamakli self-etch
3B
adeziv sistem
(Clearfil S® Bond) SC
3D

Light Unit 250, Benlioglu Dental Inc,
Ankara, Tirkiye) kullanildi. Test 6rnekleri
polimerize edilmeden o6nce 151tk wucu,
polimerizasyon cihazinin tizerinde bulunan
sensor uzerine degecek sekilde yerlestirilip,
1s1kdlcerden 151k yogunlugunun uygunlugu
okunarak kontrol edildi.

Grup 1Ada oncelikle dentin yiizeyi
%35’lik  ortofosforik asitle (Ultra-etch,
Ultradent Products, Inc., South Jordan,
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Uygulanan iglem

Tukirik kontaminasyonu yok
(Kontrol grubu)

Adeziv sistem uygulanmasindan dnce
tukartuk kontaminasyonu

Adeziv sistem uygulanmasindan sonra
tukartuk kontaminasyonu

Adeziv sistemin polimerizasyonundan
sonra titkiiritk kontaminasyonu

Tukirik kontaminasyonu yok
(Kontrol grubu)

Adeziv sistem uygulanmasindan 6nce
tukirik kontaminasyonu

Adeziv sistem uygulanmasindan sonra
tukirik kontaminasyonu

Adeziv sistemin polimerizasyonundan
sonra titkiritk kontaminasyonu

Tukirik kontaminasyonu yok
(Kontrol grubu)

Adeziv sistem uygulanmasindan 6nce
tukartk kontaminasyonu

Adeziv sistem uygulanmasindan sonra
tukartk kontaminasyonu

Adeziv sistemin polimerizasyonundan
sonra titkiiritk kontaminasyonu

UT, ABD) 15 s boyunca piriizlendirildi,
10 s siireyle yikandi ve dentin yuzeyi
hafif nemli kalacak gekilde fazla su hava
spreyi ile (4 cm uzakliktan) uzaklagtirilda.
Daha sonra Prime&Bond NT dis ytzeyine
surildii, 20 s bekletildikten
havayla hafifce kurutuldu, plastik tupler

sonra

presel yardimiyla yerlestirildi ve hemen
ardindan 20 s polimerize edildi. Boylece
plastik tapler dentin ytzeyine sabitlendi.
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Bu plastik tupler icine kompozit rezin
yerlegtirildi. Kompozit rezin silindirlerin
polimerizasyonu saglanirken rezin
tizerine geffaf seliloit bant (Hawe, Kerr
Dental, CA, ABD) yerlegtirilerek 20 s 1s1k
verildi. Adeziv ve kompozit rezinlerin
polimerizasyonu i¢in gereken
uretici firmalarin 6nerileri dogrultusunda
belirlendi. Kompozit rezin uygulamalar:
tim gruplar i¢in bu sekilde gerceklestirildi.
Grup 1B'de dis yuzeyine asit uygulands,
yikandi, kurutuldu. Daha 6nceden
toplanmis olan tukirik bir mikro firca
(Micro Tim, Voco, Cuxhaven, Almanya)
yardimiyla mikro fircanin alabildigi kadar
miktarda dis ytuzeyine surildal,9 ve 15 s
boyunca bekletildikten sonra9 tukuaragin
fazlasinin uzaklagtirilmasi icin 4 cm
uzakliktan 1 s ¢ok hafif havayla kurutuldu.
Tiukartk uygulama islemi tim gruplar icin
bu sekilde gerceklestirildi. Prime&Bond
NT dis yuzeyine suruldi, hafif havayla
kurutuldu, plastik tapler vyerlestirildi,
polimerize  edildi, kompozit rezin
yerlestirildi. Grup 1C’de dis ylizeyinin asitle
purizlendirilip, yikanip kurutulmasindan
sonra Prime&Bond NT yuzeye uyguland:
ve ardindan tikarik kontaminasyonu
gerceklestirildi.  Grup  1Dde  asit
uygulamasi yikanip kurutulmasini
takiben Prime&Bond NT yiizeye uygulands,
plastik tupler yerlestirildi, hafif havayla
kurutulduktan sonra polimerize edildi.
Bu asamada tukirik uygulandi, 15 s
dentin yuzeyinde bekletildi, hafif havayla
kurutulduktan sonra kompozit
plastik tiiplere yerlestirildi.

siireler

ve

rezin

Grup 2Ada dentin yiizeyine Clearfil SE
Bond primeri uygulandi, 20 s bekletildi.
Primer hafif havayla kurutulduktan sonra
Clearfil SE Bond adezivi yiizeye uygulands,
plastik tupler yerlestirildi ve 10 s sureyle
polimerize edildi. Kompozit rezin, tupler
icine doldurulduktan sonra 20 s streyle
151k uygulandi. Grup 2B’de dentin yiizeyine
Clearfil SE Bond primeri uygulandiktan
sonra tukurtk yuzeye sirildi ve 15 s
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bekletildi. Hafif havayla fazla tukaruk
uzaklagtirildi, Clearfil SE Bond adezivi
yuzeye uyguland, plastik tiipler yerlestirildi
ve 10 s polimerize edildi. Plastik tiipler
icine kompozit rezin yerlestirildikten
sonra 20 s 1stk uygulandi. Grup 2Cde
dentin ytzeyine Clearfil SE Bond primeri
ve adezivi uygulandiktan sonra tukuruk
ile kontaminasyon saglandi. Grup 2D’de
dentin yuzeyine Clearfil SE Bond primeri
ve adezivi yuzeye suruldi, plastik tipler
yerlestirildi ve 10 s 1sitk uygulandi. Bu
agsamada tukuaruk yizeye surildd, hafif
havayla fazla tukartk uzaklagtirildi, plastik
tiplere kompozit rezin dolduruldu ve 20 s
sureyle polimerizasyon saglanda.

Grup 3Ada dentin yiizeyine Clearfil S3
Bond uygulandi, 20 s yuzeyde bekletildi,
hafif havayla kurutuldu, plastik tapler
yerlestirildi ve 10 s 1sik uygulandi. Son
olarak plastik tuplerin icine kompozit rezin
yerlestirildi ve 20 s polimerize edildi. Grup
3B'de dentin yuzeyine tukuaruk suarulddy,
15 s bekletildi, hafif havayla tukarak
uzaklastirildiktan sonra Clearfil S3 Bond
uygulandi, 20 s bekletildi, hafif havayla
kurutuldu, plastik ttpler yerlestirildi ve
10 s boyunca 1s1k uygulandi. Son agsamada
plastik tuplerin i¢ine kompozit rezin
dolduruldu ve 20 s polimerize edildi. Grup
3C'de dentin yiizeyine Clearfil S3 Bond
uygulandi, 20 s bekletildi, hafif havayla
kurutulduktan sonra tukurtik yuzeye
surialda. Plastik tupler yerlegtirildikten
sonra 10 s 11k uygulands, plastik tiplerin
icine kompozit rezin dolduruldu ve 20 s
siireyle polimerize edildi. Grup 3D’de dentin
yuzeyine Clearfil S3 Bond uygulandi, 20 s
bekletildi, hafif havayla kurutuldu, plastik
tupleryerlestirildive 10 s1sikuygulandiktan
sonra tukirik kontaminasyonu
gerceklestirildi. Tukaragun fazlasi hafif
havayla uzaklagtirildiktan sonra, plastik
tupler i¢ine kompozit rezin dolduruldu ve
20 s 151k uyguland.

Biutin gruplarda, kompozit rezin
yerlestirildikten sonra modeller 1 saat



Cengiz, ve ark.: Tukiritk kontaminasyonunun adeziv sistemlere etkisi

boyunca oda sicakliginda bekletildi ve
plastik seffaf tupler dis yuzeyinden
kesilerek uzaklastirildi. Béylece her grubun,
her alt grubunda, 4 ayr1 dentin kesidinin
her birinde 3 adet kompozit rezin silindir
olmak tizere, toplam 144 adet 1 mm
yuksekliginde ve 0.7 mm ¢apinda kompozit
rezin érnek (n=12) elde edildi. Bu modeller
baglanma dayanim testi yapilmadan 6nceki
1 giin boyunca 37°C distile suda bekletildi.

Hazirlanan 6rnekler 6ncelikle iniversal
test cihazina yerlestirilmelerini saglayacak
otopolimerizan akrilik rezin bloklara
siyanoakrilat yapistirici (Zapit, Dental
Ventures of America, Corona, CA, ABD)
ile yapistirildi. Daha sonra o6rneklerin
yapismis oldugu akrilik bloklar tniversal
test cihazina (EZ-test- 500 N Shimadzu,
Kyoto, Japonya) vyerlestirildi. 0.2 mm
capinda paslanmaz celik bir tel (3M Unitek,
Monrovia, ABD) kompozit rezin silindirin
yarisini saracak ve kompozit rezin ile disin
baglant1 yizeyine bitisik olacak sekilde
kompozit rezin o6rneklere baglandi. Bu
baglant:1 yapilirken, yik merkezinin,
telin ve kompozit rezinle disin baglant:
yuzeyinin vertikal olarak ayni dizlemde
olmasina dikkat edildi. Ornekler ve tel test
cihazina yerlestirildikten sonra, en tstteki
ornekten baglayarak sirayla kompozit
rezin 6rnekler dig ytuzeyinden ayrilincaya
kadar, Imm/dk’lik kafa hiziyla makaslama
kuvveti uygulandi. Elde edilen kopma
degerleri MPa cinsinden kaydedildi.

Calisma  gruplarina ait baglanma
dayanim degerlerinin ortalamalar1 ve
standart sapmalar1 hesaplandi. Grup ici
ve gruplar arasi karsilagtirmalar tek yon
varyans analizi (1-way analysis of variance-
ANOVA) testi kullamilarak yapildi. Ikili
kargilagtirmalar: yapmak icin Tukey ¢oklu
karsilagtirma testi kullanildi (p<0.05).

BULGULAR

Caligmamizda kullanilan adeziv sistemlerin
farkli uygulama asamalarinda meydana
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gelen tukurik kontaminasyonu sonrasi
yapilan mikro-makaslama testi sonucunda
elde edilen ortalama baglanma dayanim
degerleri (MPa) ve standart sapmalarn
Tablo 3’de; gruplarin p ve F degerleri ise
Tablo 4’de gosterilmektedir.

Prime&Bond NT ve Clearfil S3 Bond
icin kontrol grubu baglanma dayanim
degerleri ile butiin alt gruplarin baglanma
dayamim degerleri arasinda istatistiksel
olarak anlamli fark bulunmustur (p<0.05).
Clearfil SE Bond i¢in kontrol grubundan
(2A) ve polimerizasyon sonrasi tukirik

kontaminasyonu  uygulanan  gruptan
(2D) elde edilen baglanma dayanim
degerleri arasinda istatistiksel olarak

fark bulunmazken, bu degerler 2B ve
2C gruplarindan elde edilen degerlere
gore istatistiksel olarak daha yuksektir
(p<0.05). Self-etch adezivlerde
sonras: tukurtk kontaminasyonu sonucu
elde edilen degerler, adeziv 6ncesi tikirik
kontaminasyonu elde edilen
degerlere gore istatistiksel olarak daha
yiksek bulunurken, etch and rinse adezivde
bu 2 grup arasindaki farkin istatistiksel

adeziv

sonucu

olarak anlamli olmadigi gorilmustar
(p<0.05).

TARTISMA

Ozellikle rubber-dam kullaniminin
mumkiin olmadig: ve kavite kenarlarinin
gingival dokularin  altinda  kaldig:

durumlarda operasyon sahasinin tikirik
veya kanla kontaminasyonu adezyonu
etkileyen ¢nemli faktérlerden birisidir."”
Tukiarik  kontaminasyonunun  adeziv
sistemlerin dentine baglanma dayanimlar
lzerine etkisinin degerlendirildigi
caligmalarin sonuglan**#21219  adeziv
sistemlerin tarihsel gelisimine ve yeni
test metotlarinin geligtirilmesine
paralel olarak farklilik gostermektedir.
Galismamizda tukaruk kontaminasyonu,
klinikte kullanimlari gtncelligini koruyan
3 farkli adeziv sistemin farkli uygulama
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Tablo 3. Uc adeziv sistemin kontrol gruplarindan ve farkli uygulama asamalarinda olugan
tukarik kontaminasyonu sonucu elde edilen ortalama baglanma dayanim degerleri (MPa)

ve standart sapmalari.

Adeziv sistemler | Kontaminasyon | Adeziv Adeziv Adeziv
yok uygulamadan |uygulamadan |polimerizasyonundan
once sonra sonra kontaminasyon
kontaminasyon | kontaminasyon
Prime Bond NT | 24,65+1,93% 15,16+2,59° | 14,07+2,74* | 21,24+2.37
Clearfil SE Bond |25,41+3,58¢ 13,33+1,44¢ 17,31+3,69° 23,86+2,91¢
Clearfil S* Bond | 26,69+1,17¢ 15,86+2,33" 1 19,19+3,23t 22,11+2,54

*Kigik benzer harfler gruplarin birbiriyle istatistiksel olarak anlamli olmadigini (p>0.05) géstermektedir.

Tablo 4. Tukey ¢oklu kargilastirma testi sonucu elde edilen P degerleri ve Anova testi

sonucu elde edilen F degerleri.

Alt p F Alt p F Alt p F
Gruplar | degerleri Gruplar |degerleri Gruplar |degerleri

1A-1B 0,001 51,226 | 2A-2B 0,001 41,382 | 3A-3B 0,001 42,371
1A-1C 0,001 2A-2C 0,001 3A-3C /0,001

1A-1D | 0,007 2A-2D | 0,600 3A-3D 0,001

1B-1C 0,691 2B-2C 0,013 3B-3C 0,009

1B-1D | 0,001 2B-2D /0,001 3B-3D 0,001

1C-1D | 0,001 2C-2D /0,001 3C-3D |0,026
basamaklarinda uygulanarak, tikirik kullanmayan tek bir bireyden elde edilen
kontaminasyonunun  bu adezivlerin dogal tukartk kullanilmigtir. 2 basamakl

dentine baglanim dayanimlar1 tzerine
etkisi makro testlere gore daha guncel ve
hassas olan mikro-makaslama test yontemi

kullanilarak aragtirilmigtir.?%*

Taktartgin %99unu su olusturmakta
geri kalan kismini ise degisik oranlardaki
inorganik ve organik bilegsenler meydana
getirmektedir.”? Bu c¢alismada, bir¢cok
calismada  oldugu  gibi®*'®? tukariuk
kontaminasyonu c¢aligmalar1 i¢in yapay
tukariukten daha uygun olanl ve standard:
saglamak icin sistemik hastaligi olmayan
ve tukurik ila¢

icerigini etkileyecek
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etch and rinse sistemlerin adeziv 6ncesi
tuktrik kontaminasyonu sonrasindaki
baglanma degerlerinin degerlendirildigi
baz1 ¢aligmalarda®'®? adeziv éncesi olugan
tukurik kontaminasyonunun bu adeziv
sistemlerin dentine baglanma dayanimlar:
tzerine etkisi bulunmadig: rapor edilmigtir.
Calismamizda ise bu ¢alismalardan
farkli olarak 2 basamakli etch and rinse
adeziv sisteminin adeziv 6ncesi tukurtuk
kontaminasyonuuygulanangruplarindaelde
edilen baglanma dayanim degerleri kontrol
grubuna gore istatistiksel olarak daha dugstk
bulunmugtur. Tukurik ic¢inde bulunan
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suyun aseton ¢6zici icindeki monometrlerin
penetrasyonunu kolaylagtirma ihtimali
bulunsa da,'® Pashley ve ark.nin®* belirttigi
gibi tukurik glikoproteinlerinin dentin
yuzeyi tarafindan absorbe edilmesi ve
buna bagli olarak hidrofobik monomerin
bu yuzeylere infiltrasyon saglayamamasi
degerlerin diigiik ¢tkmasinin nedeni olarak
dugtnilmektedir. 2 basamakli etch and
rinse adeziv sistemin uygulamasindan
sonra titkiiruak kontaminasyonu meydana
geldiginde ise ¢aligmamizla uyumlu olarak
bu asamada olusan kontaminasyonun
baglanma dayanim degerlerinde dustse
sebep oldugu bircok calisgma tarafindan
rapor  edilmigtir."%**%*  Bu  sonuglar,
tukaragun i¢inde bulunan suyun adeziv
rezinin polimerizasyonunu etkileyerek,
adeziv rezinin yeterli polimerize olmasini
engellemesine  baglamak mumkindar.
Calisgmamizda etch and rinse adezivin
polimerizasyonu sonrasinda elde edilen
baglanma dayanim degerlerinin kontrol
grubuna gore daha digsik olmasi ise
calismamizin sonuglarini destekleyen Fritz
ve ark.nin® su hipotezleri ile agiklanabilir:
oksijen inhibisyon tabakasindan dolay:

yeterli  polimerize olamamis adeziv
yuzeyinin, glikoproteinleri abzorbe ederek
kompozit rezinin polimerizasyonunun

engellenmesi; rezinin kollajen agina yetersiz
infiltre oldugu yerlerde tuktrtugiin buralara
s1zip mevcut adeziv sistemi zayiflatmasi ve
bu bolgelerde polimerize olmamis yuzey
filmleri olusturabilmesi.

ikibasamakliself-etchadezivsistemlerde,
2 basamakli etch and rinse sistemlerden
farkli olarak asitleme iglemi elimine
edilmigtir ve dentinin purizlendirilmesi
asidik monomer iceren primer sayesinde
gerceklestirilmektedir. Caligmamizda
kullanilan 2 basamakli self-etch adezivin
dentine baglanma dayamim degerlerinin,
polimerizasyon sonrasl takaruk
kontaminasyonu hari¢ diger asamalarda
olusan tikirik kontaminasyonundan
etkilendigi bulunmustur. Adeziv o6ncesi
olusan tukurtik kontaminasyonunun 2
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basamakli self-etch adezivlerin dentine
baglanma degerlerini dustrdigini rapor
eden Park ve Lee,®® tukurik icinde yer
alan suyun primeri dilie ederek primer
icindeki asidik monomerin dentin yiizeyini
puruzlendirmedeki etkisini azaltabilecegini
belirtmistir. Bu aragtirmanin sonuglarin
destekleyen Aboushelib®™ yaptigi klinik
calismada tukuragun yapisindaki amilaz,
kollajenaz, esteraz ve pityalin gibi hidrolitik
enzimlerin, proteinlerin ve kollajen liflerin
yapisini bozabilecek o6zellikte oldugunu,
bu enzimler nedeniyle hibrit tabakasinin
yapisal stabilitesinin bozulabilecegini iddia
etmistir. Busonuglardanfarkliolarak Sheikh
ve ark.15 primer Oncesi meydana gelen
tukirik kontaminasyonunun, 2 basamakl
self-etch adeziv sistemin (Clearfil SE Bond)
dentine baglanma dayanim degerlerinde
kontrol grubuna gore fark yaratmadigini
belirtmigler, bu sonucu da Clearfil SE
Bond’un asidik 6zelliginden dolay: titkiirik
icinde bulunan mukoproteinlerin yapisini
bozarak smear tabakasina dahil etmesine
baglamiglardir.

2 basamakl self etch adezivlerin, adeziv
sonrasi olusan tikiiritk kontaminasyonu
sonucu baglanma dayamim degerlerini
inceleyen c¢aligmalar arasinda da farkh
sonuglara rastlanmigtir. Hegde ve ark.' 2
basamakli self-etch adeziv sistemin (Clearfil
SE Bond) adeziv sonrasi olugan tiikrik
kontaminasyonundan o6nemsiz oranda
etkilendigini belirtmisler ve buna sebep
olarak da Clearfil SE Bond'un yapisinda
bulunan NN-Dietanol sayesinde, ttukarik
icinde bulunan su ile yer degistirebilme
yetenegini gostermiglerdir. Ar1 ve ark.” ise
¢alismamizin sonuglariyla uyumlu olarak 2
basamakli self-etch adeziv sistemin (Clearfil
SE Bond), adeziv sonrasi meydana gelen
tuktrik kontaminasyonu sonucu baglanma
dayanim degerlerlerinde kontrol grubuna
gore distus oldugunu vurgulamiglardir.
fki basamakli self-etch adeziv sisteminin
yapisinda yer alan HEMA molekiillerinin
hidrofilik 6zelliginden dolay: titkirik icinde
bulunan suyu absorbe ederek adeziv rezin
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monomerlerinin su i¢inde dagilmasina yol
agmasi ve polimerizasyon sirasinda polimer
zinciri olugturmalarini engellemesi bu
azalmanin sebebi olarak digintilmektedir.
Polimerizasyon sonrast tukirik
kontaminasyonu sonucu 2 basamakl
self-etch adezivin dentine baglanma
dayaniminin etkilenmemesini ise adeziv
rezinin polimerizasyonu tamamlandig:
i¢in rezinin yapisinin tikirtkten minimal

etkilenebilecegi ~ ihtimaline  baglamak
mumkindar.
Son yillarda klinik basamaklarin

azaltilmasi, hizli kullanim ve buna bagh
olarak tikuruk kontaminasyon riskinin en
aza indirilmesi amaciyla® piyasaya sunulan
tek basamakli self-etch adeziv sistemler,
dentin  yuzeyinin  pirizlendirilmesi
ve adezivin purtzlendirilen bolgelere
infiltre olabilmesi i¢in etch and rinse
adeziv sistemlere ve 2 basamakl self-etch
adezivlere oranla daha asidik ve daha
hidrofilik 6zellik gosterecek bir yapiya
sahiptirler.?®*° Yoo ve ark.®? 3 farkli tek
basamakli self-etch adezivin (One Up Bond
F, Xeno3, Adper Prompt) adeziv uygulamasi
sonrasiveadezivinpolimerizasyonusonrasi
meydana gelen tikirtk kontaminasyonu
sonucu elde edilen baglanma dayanim
degerlerini inceledikleri ¢aligmalarinda,
tek basamakli self-etch adeziv sistemlerin
tukirik kontaminasyonu karsisindaki
davraniglarinin adeziv sistemin kimyasal

yapisina bagli oldugunu belirtmigler
ve tek basamakli self-etch adezivlerin
tukirikten etkilendigi sonucuna

varmiglardir. Calismamizda, tek basamakl
self-etch adeziv sistemin (Clearfil S3
Bond) butin uygulama asamalarinda
tukirik kontaminasyonunun baglanma
dayanim degerlerinde diigsise neden
oldugu, en ¢ok dusiisin ise adeziv 6ncesi
kontaminasyonda goéruldigi sonucuna
varilmigtir. Pinzonveark.'*datekbasamakl
self-etch adeziv sistemin (Clearfil S3 Bond)
adeziv sonrasi meydana gelen tikiriik
kontaminasyonu  karsisinda  dentine
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baglanma degerlerinde azalma meydana
geldigini saptamiglardir. Aragtirmacilar, su
bazli bir sistem olan Clearfil S3 Bond'un
butin komponentleri tek sisede toplandig:
icin adezivin kompleks bir kimyasal yapiya
sahip oldugunu ve tukurtgun i¢indeki su
nedeniyle tukurtik kontaminasyonuna
kargi hassas olabilecegini belirtmiglerdir.

Davidson ve ark.** kompozit rezinin
btizilme kuvvetlerine karsi koyabilmek
icin adeziv sistemlerin dentine baglanma
dayanim degerlerinin 17-20 MPa arasinda
olmasi gerektigini bildirmiglerdir.
Calismamizda 2 basamakli etch and
rinse sistemin  (Prime&Bond
NT) adeziv oncesi ve adeziv sonrasi,
2 basamakli self-etch adeziv sistemin
(Clearfil SE Bond) ve tek basamakl: self-
etch adeziv sistemin (Clearfil S3 Bond)
de adeziv 6ncesi olusan kontaminasyon
sonucu elde edilen baglanma dayanim
degerlerinin klinik olarak kabul edilebilir
degerlerin altinda oldugu saptanmigtir.
Bu yluzden bu agamalarda olugsan
kontaminasyon durumunda, tikiragin
uygun dekontaminasyon teknikleriyle
adezyon yuzeyinden uzaklagtirilmasi
gerekmektedir.ileride yapilacak
caligmalarda, tuktartgun dentin yapisina,
adeziv sistem ve kompozit rezinin yapisina
etkilerinin belirlenebilmesi i¢in dentin-
adeziv ve adeziv-kompozit rezin baglanma
yuzeylerinin taramali elektron mikroskobu
ile incelenmesi yararl olacaktir.

adeziv

SONUCLAR

Calismamizin sinirlari dahilinde su sonuglar
ortaya ¢ikmigtir:

1. Caligmamizda kullanilan 2 basamaklh
etch and rinse 2 basamakl self etch ve
tek basamakli self-etch adeziv sistemin
dentine baglanma dayanimlari, adeziv
oncesi ve adeziv sonrasi olugan tukirik
kontaminasyonu azalma
gostermektedir.

sonucu
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2. U¢ adeziv sistem icin de tikiirik

kontaminasyonundan en az etkilenilen
agama polimerizasyon sonrasi tukiiritk
kontaminasyonu
bulunmustur.

Self-etch adezivlerin dentine baglanma
dayanim degerleri en fazla primer
oncesi
kontaminasyonu sonucu azalmaktadir.

agamasit  olarak

agsamada olusan tukirik
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